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3.2. Szybkósć działania układów zliczających. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3. Architektura toru elektroniki odczytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.3.1. Idealny wzmacniacz ładunkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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